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I MarSurf XC 20

Nova generace pristrojl na meéreni kontur
Popis

MarSurf XC 20 predstavuje zcela Spickovy pristroj na
vyhodnoceni kontur. Vyvoj zahajeny pred zhruba 30 lety
konturografem, skladajicim se z posuvove jednotky a zapisovace
X-Y, dnes dospél k systemu méreni kontur v maximalni kvalité a
s pouzitim nejmodernégjsf technologie. Optimalné sladéna
konfigurace pristroje se vyznacuje vynikajicimi vykonovymi
parametry. Pomocf spolehliveho mériciho a vyhodnocovacino
softwaru je fizena a polohovana jak posuvova jednotka, tak

i merici stojan.

Vlastnosti

Kromé parametrt pristroje MarSurf XC 2 nabizi

MarSurf XC 20 dalsi funkce:

- MoZnost zobrazit upozornéni pro prabéh

- Interaktivni ovladaci prvky podporuji vyhodnoceni a
automatickeé prdbéghy

- Méreni horni a doInf kontury snimacem se dvéma hroty, tyto
kontury mohou byt navic vzajemné vyhodnoceny

- Wivoreni segmentd profilu s vyhodnocenim odlignych
parametrd v rdznych segmentech

- Moznost méreni po segmentech pres prekazky napr. otvory a
strmé boky

- Import a export soubord dxf pro porovnani jmenovitych a
skuteCnych hodnot

- Posuvova jednotka PCV s patentovanym upevnénim snimacich
ramen pro opakovatelnou vymeénu snimaciho ramene bez
pouziti nastroje

- Flexibilita mériciho pracovisté diky patentovanému snimacimu
systemu

- Manualné volitelné snimaci sily take zvySuji flexibilitu

- Syntéza jmenovitych profilll z primek a kruhovych obloukd

- Porovnani jmenovitych a skute¢nych profill, v ramci jednoho
profilu je mozné vybrat i odliSné tolerance

Verze

Kombinaci softwaru MarSurf XC 20 s vysoce presnym posu-
vovym a snimacim systémem LD 120 a s méricimi stojany ST
500 nebo ST 750 se dosahuje rozlieni v rozsahu nm - kontura
i hloubka drsnosti tak mohou byt uréeny v jednom pribéhu
méreni.

Dalsi funkce jako export dat do programu QS-STAT nebo
vyhodnoceni podle dominantni vinitosti se dodavaiji jako
doplrikove opce.
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